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Резюме 
Предложен модифицированный метод сталагмометрии (определения поверхностного натяжения растворов ПАВ). На примере 

анионного, катионного и неионогенного ПАВ показаны сопоставимость результатов классического (по числу капель жидкости) и 
модифицированного (по массе фиксированного числа капель жидкости) методов сталагмометрии, высокая точность результатов эксперимента. 
Определены критические концентрации мицеллобразования вышеуказанных ПАВ. 
 

 
 


